
フィールドで結晶分析ができるX線回折装置

ポータブルX線回折装置

Terra

蛍光X線を内蔵した 
スピーディな結晶分析
•	資源探査：貴金属／レアアース／シェールガス
•	地質学：岩石／地層／土壌
•	考古学：遺物
•	製品成分：セメント／ガラス材料
•	有害物判別：アスベスト
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試料の準備に手間がかかりません
Terraによる X線回折分析に使用する試料の採取および
準備はとても簡単です。一般的な X線回折では、結晶配
向のランダム性を十分確保するために、試料をできるだ
け細かく潰してペレット化する必要があります。

Terraでは、振動方式のチャンバー（試料室）がこの問
題を解決しました。

試料はわずか15mgで分析ができ、振動方式のチャンバー
が試料の結晶方位をあらゆる方向に循環させるため、装
置光学系を動かさずにすみます。この結果、クリアな X
線回折パターンを発生させ、従来の試料作成方法で問題
となっていた結晶配向の偏りの影響を除去することがで
きます。

この独創的な粉体操作機構により、機械駆動のゴニオ
メーターや複雑な可動部が不要となり、Terraは、フィー
ルドにて簡単に持ち運びができる分析装置です。

NASAとオリンパスのテクノロジー*
この技術は、アメリカ航空宇宙局（NASA）の火星探査
ミッションにおいて鉱物の化学分析を行うために考案さ
れたものです。

Terraは、X線回折 (XRD）と蛍光 X線 (XRF) の機能を両方
搭載し、頑丈で持ち運びが容易なフィールド使用に適し
た分析装置です。地表の分析に優れた性能を発揮します。

Terraは、検出器に特別に開発された CCDカメラを採用
して、X線回折と蛍光 X線の両方の X線データを一度に
取得することができます。つまり、回折角度による X線
入射位置と X線エネルギーを、このカメラによって同時
に検出しているのです。

Terraは、250eV(5.9keV）のエネルギー分解能があるので、
ソフトウェアのスペクトラム表示を見るだけの手軽さで
蛍光 X線の情報を利用できます。

* 米国特許 USP5, 491, 738, USP7, 113, 265, US2009-235747A1
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X線回折データ 蛍光X線データ

X線回折分析ソフトウエア XPowder
Terraには、X線回折データを分析するためのソフトウエア
（XPowder) が標準で付属しています。

このソフトウエアには、AMSCD（American Mineralogist 
Crystal Structure Database）の鉱物データベースが含ま
れています。ICDD （International Central Diffraction Data)
から粉末回折データベース（PDF）を購入して使用でき
ます。

XPowderソフトウエアには、全パターン分析による結
晶同定機能と相対強度比（RIR：Relative Intensity Ratio )
による定量機能を搭載しています。さらに、Terraでは、
X線回折パターンを外部のプログラムで簡単に読むこと
ができるように、複数のファイル形式に対応しています。

検索 / マッチおよび XRD 定量解析ソフトウェア

ワイヤレス接続
Terraは、本体内蔵のソフトウエアで動作します。ユーザーはワイヤレス接続（802.11b/g）により本体にアクセス
できます。この外部操作により、装置制御およびデータ処理において柔軟な使用環境が得られます。
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XRD 分解能 0.25° 2θ FWHM（半値全幅）

XRD 測定範囲 5-55° 2θ

検出器 1024×256ピクセル － ペルチェ冷却方式 2次元 CCD

XRF エネルギー分解能 250eV（5.9keV時）

XRF エネルギー範囲 3～ 25keV

試料粉砕サイズ <150μmの粉砕鉱物（メッシュ径#100、150μmのろ過網）

試料量 ～ 15mg

X 線ターゲット材 Cuまたは Co（標準 Cu）

X 線管電圧 30kV

X 線管電力 10W

データ保存 40GB（内蔵ハードドライブ）

ワイヤレス接続方式 802.11b/g ウェブブラウザ経由のリモート通信

使用環境温度 -10℃～ 35℃

質量 約 14.5kg （バッテリー 4個を含む）

寸法 48.5 X 39.2 X 19.2cm

筐体ケース IP67、MIL C-4150Jハードケース

バッテリー持続時間 最大約 4時間（ホットスワップ機能）

仕様


